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摘要(译)

本发明提供了用于通过提高速度，改善操作的简易性和减少错误来使用
反馈来改善非侵入性组织测量的方法和装置。在一些实施例中，一组度
量被识别为可由用户控制的可测量的潜在测量误差源。在一些实施例
中，可以分析该组度量以确定哪些度量彼此相关，并且可以丢弃一些可
能的错误度量，并且其他度量用作用于测量和监视测量误差的替代度
量。
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